Neue hochempfindliche Phased-Array-

Prafkopfe auf PMN-PT-Basis

Phased-Array-Priifkopfe im Vergleich

Vergleich von Phased-Array-Priifkdpfen mit gleicher Apertur unter
der Verwendung von 1-3-Kompositmaterial PMN-PT und PZT.
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Parameteriibersicht
PMN-PT-Priifkopf

Testbedingungen

Empfindlichkeitin -dB

Typ: Linear-Array
Elementanzahl: 16
Sensormaterial: PMN-PT
1-3-Komposit

Stecker: Hypertronics
Kabel: 1,5 m Mikrokoaxial
Arbeitsfrequenz: 5 MHz
Aktive Lange: 12 mm
Aktive Breite: 12,75 mm
Wiederholraster: 0,8 mm
Angepasst an Rexolite

Hardware: PCUSpro Array
Software: Sonicware
Anregungsspannung: 100 V
Anregungsimpulslange:
50 ns

Filter: 6,7 MHz

Last: Rexolite Testblock

18 mm

Ankopplung: Gel
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[P — Zusammenfassung

m  Empfindlichkeit ist mehr
als 10 dB groBer im
Vergleich zum PZT-
basierten Priifkopf
Relative Bandbreite ist 20 %
groBer im Vergleich zum
PZT-basierten Prufkopf
m  Keine Sattigungseffekte
fur Anregungsspannungen
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New high-sensitive phased-array ~ Fraunhofer
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Phased array probes in comparison Parameters PMN-PT
probe

Comparison of phased array probes with the same aperture

using 1-3 composite material PMN-PT and PZT. B Array type: linear

Number of elements: 16

Sensor material: PMN-PT 1-
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Matching medium:
Rexolite
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Hardware: PCUSpro Array
Software: Sonicware
Excitation voltage: 100 V
Excitation pulse width: 50 ns
Filter: 6.7 MHz

Load: Rexolite test block
18 mm

® Coupling: gel
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60 80 1 e m Sensitivity is more than
10 dB higher compared to
PZT-based probe
B Relative bandwidth is
50 100 150 200 20 % higher compared to
excitation voltage in V PZT-based probe
m No saturation effects for
excitation voltages up to
180 V
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